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Microscopios

Céamaras KERN ODC

Los aparatos de microscopia especificos para mediciones,

contajes, documentacion, archivado y procesado de imagenes

Caracteristicas

- Dispone de una gran seleccién de camaras para
microscopio para su uso individual

- Las camaras para microscopios pueden emple-
arse de forma universal y conectarse mediante
un cable USB (USB 2.0 o USB 3.0, véase tabla) al
microscopio, asi como a un ordenador (portatil)

- El suministro de corriente se realiza a través de
un cable USB, de forma que no sea necesario
ningln suministro adicional de corriente

- Una sincronizacién 6ptima, una tasa de imagen
alta, asi como un rendimiento de imagen estable,
en combinacién con el software que incluimos
en el ambito de suministro (Microscope VIS)
facilitaré su trabajo cotidiano significativamente

- Encontraré informacién detallada sobre nuestro
software en la seccién Microscope VIS KERN
OXM 901, del catalogo (pagina 91) o in Internet.

Céamaras C-Mount - USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 - ODC-83

ESTANDAR

Caracteristicas

- Gracias a la técnica CMOS, de eficacia demo-
strada, en combinacién con USB 2.0 o USB 3.0,
se representan todas las imagenes de forma
répida y nitida

Estas cdmaras resultan también adecuadas para
aplicaciones exigentes como, por ejemplo, campo
oscuro, contraste de fases o fluorescencia

- Estas cdmaras universales pueden también
conectarse a todos los microscopios comer-
cializados con el correspondiente adaptador
C-Mount del microscopio correspondiente

Accesorios

- Micrémetro de objeto, para calibrar la funcién del
medicién del software, graduacién de 0,1 mm +
0,01 mm, KERN ODC-A2404

- El @mbito de suministro incluye ademés de la
cadmara, el software multilinglie para cdmaras
de microscopios, un cable USB (longitud: 2 m),
y un micrémetro de objetos para la calibracién
del software

- Encargar en el mismo pedido el adaptador

C-Mount adecuado para su microscopio KERN
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USB20| |USB30| |SOFTVARE| 4 pay

Modelo Resolucién  Interfaz FPS Sensor Tamarfio del ~ Color/ Sistema operativo instalado
sensor monocromo

KERN

ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8-55 CMOS 1/2,5" Color Win XP, Vista, 7, 8, 10

oDC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3-53,3 CMOS 1/3" Color Win XP, Vista, 7, 8, 10

0DC 832 5,1 MP USB3.0  14,2-101,2 CMOS 1/2,5" Color Win XP, Vista, 7, 8, 10

Céamaras C-Mount - Alta resolucién KERN ODC-84

ESTANDAR

Caracteristicas

- La serie ODC-84, profesional y de alta resolucién,
le ofrece una impresionante resolucién de 20
megapixeles, con la que obtendra unas perspec-
tivas brillantes y detalladas de sus muestras.

En combinacién con el puerto USB 3.0 integra-
do, las imégenes se transmiten directamente a
KERN OXM 902 para su edicién y documentacién

- La alimentacién eléctrica se realiza a través de la
interfaz USB, asi que no requiere ninguna fuente
eléctrica externa

- El @mbito de suministro incluye ademés de la

cémara, el software multilinglie para cdmaras

de microscopios, un cable USB (longitud: 2 m),
y un micrémetro de objetos para la calibracién
del software

- Encargar en el mismo pedido el adaptador

C-Mount adecuado (sélo posible 1,0x) para
su microscopio KERN

Solo se puede utilizar en combinacién

con microscopios de luz transmitida

< [
USB 30| |SOFTWARE| 1 DAY
Modelo Resolucién  Interfaz FPS Sensor Tamafio del ~ Color/ Sistema operativo instalado
sensor monocromo
KERN
0oDC 841 20 MP USB 3.0 15-60 CMOS 1" Color Win XP, Vista, 7, 8, 10
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Abreviaturas
C-Mount Adaptador para la conexién de cdmara Camara SLR  Cémara de reflejo especular
al microscopio trinocular
SWF Campo superamplio (nimero de campo visual
FPS Tomas por segundo |
de @ min. 23 mm con ocular de 10 aumentos)
H(S)WF Campo muy (super) amplio (ocular con enfoque W.D Distancia de trabajo
para personas que usan gafas)
. X . X WF Campo amplio (nimero de campo visual hasta
LWD Distancia de trabajo amplia
@ 22 mm con ocular de 10 aumentos)
N.A. Apertura numérica
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